Приложение

к протоколу заседания

Конкурсной комиссии № 19
от 30 мая 2007 г. № 1

	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Заявленная тема НИР 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Почтовый адрес 
	Условия исполнения государственного или муниципального контракта 
	Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией 

	
	
	
	
	
	Стоимость, млн. рублей 
	Срок выполнения 
	Cопр-е письмо 
	Ф1 
	Ф2 
	Ф3 
	Ф4 
	Ф5 
	Эл. версия 
	Проект г/к 
	Выписка из ЕГРЮЛ 
	Документ, подтверждающий полномочия 

	
	
	
	
	
	Бюджетные средства, всего 
	Внебюджетные средства, всего 
	Бюджетные средства 2007 
	Внебюджетные средства 2007 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лот 1. 2007-3-1.3-07-13. Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для аттестации и контроля средств измерений физических параметров наноразмерных объектов и структур, систем позиционирования и сканирования в нанотехнологиях и наноиндустрии. 
Общий лимит бюджетного финансирования 20,0 млн. рублей. По результатам конкурса должно быть заключено   2 государственных контракта с победителями конкурса.

Стоимость одного контракта (бюджетное финансирование) не более10 млн. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников по каждому контракту  должен составлять не менее 20 % от общего ежегодного объема финансирования работ.

	1 
	2007-3-1.3-07-13-001 
	Разработать метод и методику оценки величин химических связей на границе раздела матрица - наноразмерный наполнитель
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Якутский государственный инженерно-технический институт
	677009, Саха /Якутия/ Респ., Якутск г., Строителей ул., 8 
	4,0 
	0,44 
	1,2 
	0,2 
	2007-2010 гг. 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	2 
	2007-3-1.3-07-13-002 
	Разработка высокопроизводительного специализированного эталонного комплекса для аттестации и диагностики средств измерений в нанотехнологиях и наноиндустрии 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" 
	634050, Томская обл., Томск г., Ленина пр-т., 36 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	3 
	2007-3-1.3-07-13-003 
	Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для метрологической аттестации и неразрушающего контроля магнито-оптических средств измерений физических количественных и качественных параметров наноразмерных объектов, включающих системы позиционирования и сканирования 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики" 
	197101, Санкт-Петербург г., Кронверский пр., 49 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	4 
	2007-3-1.3-07-13-004 
	Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для метрологического обеспечения измерений параметров наноразмерных объектов и структур, систем позиционирования и сканирования в нанотехнологиях и наноиндустрии 
	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума" 
	119421, Москва г., Новаторов ул., 40 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	5 
	2007-3-1.3-07-13-005 
	Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для аттестации и контроля средств измерений показателя преломления и спектрофотометрических параметров нано структурированных объектов и материалов 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" 
	119361, Москва г., Озерная ул., 46 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
	+ 

	6 
	2007-3-1.3-07-13-006 
	Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для аттестации и контроля средств измерений физических параметров наноразмерных объектов и структур, систем позиционирования и сканирования в нанотехнологиях и наноиндустрии 
	Общество с ограниченной ответственностью "Старт инноваций" 
	119311, Москва г., Строителей ул., 4-5-47
	10 
	3 
	10 
	3 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	7 
	2007-3-1.3-07-13-007 
	Разработка и создание специализированного эталонного комплекса для аттестации и контроля средств измерений физических параметров наноразмерных объектов и структур, систем позиционирования и сканирования в нанотехнологиях и наноиндустрии 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Центр перспективных технологий" 
	119311, Москва г., Строителей ул., 4-5-47 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	8 
	2007-3-1.3-07-13-008 
	Разработка физических основ специализированного эталонного комплекса в обеспечение единства измерений параметров наноразмерных объектов и структур, систем позиционирования и сканирования в нанотехнологиях и наноиндустрии 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" 
	141700, Московская обл., Мытищинский р-н., Долгопрудный г., Институтский пер., 9 
	10 
	2,5 
	10 
	2,5 
	июнь - октябрь 2007 г. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 


